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DESCRIPCION Los procesos sucesivos de carga/descarga de baterias de iones de litio (Li-

DEL PROBLEMA Ion) disminuyen notablemente su capacidad (medida en [Ahr]) con el paso
del tiempo. En este sentido, y con el fin de realizar una estimacién en linea de
la autonomia real de equipos alimentados con dichas baterias, se hace nece-
sario implementar algoritmos de pronéstico de fallas que puedan simultdnea-
mente estimar la condicién actual de la bateria y proyectar la degradacién en
el tiempo. Sin embargo, el problema que se presenta a medida que se usa la
bateria es la existencia de fendmenos aislados de ?regeneracion?, que momen-
tdneamente incrementan su capacidad confundiendo a los sistemas clasicos
de estimacién en linea de vida ttil remanente (basados en filtros de particu-
las). Existen fundamentos para pensar que la utilizacién de filtros de particu-
las sensibles al riesgo puede ayudar a mitigar el efecto que dichos procesos de
regeneracion tienen sobre la estimacién de la vida ttil.

OBJETIVOS Implementar un médulo (basado en filtro de particulas sensibles al riesgo) ca-
paz de estimar la densidad de probabilidad para la vida ttil remanente de la
bateria Li-Ion, en tiempo real. El médulo utilizara, para efectos de validacién,
un set de datos del repositorio ptiblico de la NASA que resume el efecto de
sucesivas cargas/descargas en una bateria Li-lon hasta constatar una dismin-
ucién de un 30
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